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& % <Model Name> ( 7+ RY 1=yr<ANALOG UNIT> )
24 <Model Number> ( MR8901 )
HE %S <Serial No.> ( No. 110812345 )
B4 A A<Test Date> ( 2011-08-22 )
<YYYY-MM-DD>
B EE{H<Test Conditions> ( 23.0 °C. 50 %rh )
HE Lo AA HaEE A% {E<Measured Value>
<item> <Range> <Input> <Tolerance> CH1 | cH2 | CcH3 | CH4
fEfE<Accuracy>
DCiRiz
<DC Amplitude>
5 mV/DIV o0mVv DC -0.500 mV ~ 0.500 mV ( 0.000 mV) ( 0.000 mV) ( 0.000 mV) ( 0.000 mV)
5 mV/DIV -100 mV DC -100500 mV ~ -99.500 mV ( -100.000 mV) ( -100.000 mV) ( -100.000 mV) ( -100.000 mV)
5 mV/DIV 100 mV DC 99,500 mV ~ 100.500 mV ( 100.000 mV) ( 100.000 mV) ( 100.000 mV) ( 100.000 mV)
10 mV/DIV 200 mV DC 199.000 mV ~ 201.000 mV ( 200.000 mV) ( 200.000 mV) ( 200.000 mV) ( 200.000 mV)
20 mV/DIV 400 mV DC 398.000 mV ~ 402.000 mV ( 400.000 mV) ( 400.000 mV) ( 400.000 mV) ( 400.000 mV)
50 mV/DIV 1V DC 099500V ~ 1.00500V ( 1.00000 V) ( 1.00000 V) ( 1.00000 V) ( 1.00000 V)
100 mV/DIV 2V DC 199000V ~ 201000V ( 200000 V) ( 200000 V) ( 200000 V) ( 2.00000 V)
200 mV/DIV 4V DC 398000V ~ 402000V ( 4.00000 V) ( 4.00000 V) ( 400000 V) ( 4.00000 V)
500 mV/DIV 10V DC 99500V ~ 10.0500V ( 10.0000 V) ( 10.0000 V) ( 10.0000 V) ( 10.0000 V)
1 V/IDIV 20V DC 198000V ~ 201000V ( 20.0000 V) ( 20.0000 V) ( 20.0000 V) ( 20.0000 V)
2 VIDIV 40V DC 398000V ~ 402000V ( 40.0000 V) ( 40.0000 V) ( 40.0000 V) ( 40.0000 V)
5 VIDIV 100V DC 99500V ~ 100500V ( 100.000 V) ( 100.000 V) ( 100.000 V) ( 100.000 V)
10 V/DIV 200V DC 199.000V ~ 201.000V ( 200000 V) ( 200.000 V) ( 200.000 V) ( 200.000 V)
{##&<Note>
FAILYIEERrIL. FL—FRELTLVET . <FAIL decision points are highlighted in gray.>
#&# E<Overall Result> %% & <Inspected By> FRER&E <Approved By>
( PASS ) ( ) ( )
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